Strumentazione laboratorio ex-forno
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Oscilloscopi

Premesse e connessioni utilizzate

Lemisurei cui risultati sono riportati in questo documento, hanno o scopo di verificare il
funzionamento generale degli oscilloscopi presenti in laboratorio.

Legenda oscilloscopi
Per I'individuazione degli oscilloscopi fare riferimento alle tabelle che seguono.
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Ispezione del 15 Gennaio 2008

Label
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Banco
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

oLl cable

Sk
impedenz
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Lren

3409A01385
US35441004
3409A01400
US39153437
3409A01559
uUS35441014
US35441005
3409A01408
3409A01553
US35441019
3409A01564
3409A01390
3409A01554
3409A01249
3409A01609
3409A01411

Sk

T T

Numero di serie Marca

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

Fig. 1—Connessionen.1
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Fig. 2—Connessionen.2

Modello
54600B
546008
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
54600B
546008
54600B
54600B



17
18
19
20
21
22

17
18
19
20

Ispezione del 26 Ottobre 2010

3409A01407 HP 54600B
3409A01560 HP 54600B
3409A01614 HP 54600B
3409A01395 HP 54600B
C052347 Tektronix TDS 2022B
C052656 Tektronix TDS 2022B

banco Marca Modello numero di serie
1 HP 54600B 3409A01385
2 HP 54600B US35441004
3 Tektronix TDS2022B C052347
4 HP 54600B 3409A01400
5 HP 54600B 3409A01559
6 HP 54600B US35441014
7 Tektronix TDS2022B C052656
8 HP 54600B 3409A01408
9 HP 54600B 3409A01553
10 HP 54600B US35441019
11 HP 54600B 3409A01564
12 HP 54600B 3409A01390
13 HP 54600B 3409A01554
14 HP 54600B 3409A01249
15 HP 54600B 3409A01609
16 HP 54600B 3409A01411
17 HP 54600B 3409A01407
18 HP 54600B 3409A01560
19 HP 54600B US35441005
20 HP 54600B 35030122
21 Tektronix TDS520B B020233




Test n.1 - misura di banda

o Data: Novembre 2007
e  Set-up: Generatore di funzioni (HP8648A) collegato tramite 2 differenti tipi
connessioni (1 o 2) all'oscilloscopio sotto test.
e  Collocazione: banco n.3
o Metodo: impostato il generatore per produrre uno specifico segnale di test (segnale
A o0 B), é stato misurato il valore efficace del segnale utilizzando la
funzione “CycleVrms” presente in tutti gli oscilloscopi utilizzati. La misura €
stata effettata nelle seguenti condizioni:
e Bandwidth Limit: off
e guadagno verticale: 50mV/div (Segnale A); 500mV/div (Segnale B)
e base dei tempi: tale da visualizzare tra 1 e 2 cicli
e  Segnali di test:
e Segnale A: sinusoidale, 100 mVeff, Vdc =0V, freq. = 100kHz+1GHz.
e Segnale B: sinusoidale, 600 mVeff, Vdc =0V, freq. = 100kHz+1GHz.
o Esecutore:  Fabio Ferrini

HP 546008 (5L Sonda mod HP 100714

L3
[CH 2 |Z0ndn mod HP 100714
TDS 20228 |co [Ses mad P20
|
Commnessione |tH = | Sonda mod P22I0
HP S648A (1-2) e
TDS 20228 G 1 [Sanda mod P2zxo 3

[ 2 | Sands mod P2220

—

1l

TDS 520B

TM07.3 CH?2

Fig. 3—Set-up utilizzato, strumenti erelativi numeri di serie



Segnale A — Connessione 1

Risposia in Fraquensa
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Fig. 4- CH1 - CH2 dei quattro strumenti, segnale di test A.

Note

Tra 10MHz e 100MHz con i TDS 2022B, la misurazione e stata molto incerta

con oscillazioni anche del £5% rispetto a quella riportata (e stato fatta una integrazione “a
occhio”). Oltre i 200MHz non rilevano piu una forma d’onda sinusoidale.



Segnale B — Connessione 1

Risposia in Frequenza
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Fig.5- CH1 - CH2 dei quattro strumenti, segnale di test B.

Note

103 JLELE

Tra 10MHz e 100MHz con i TDS 2022B, la misurazione e stata incerta (un
po’ meno del caso precedente). Da 200MHz in poi non rilevano piu una forma d’onda

sinusoidale.



Segnale A — Connessione 2 — Probe 1:1

Risposta in Freguenza - robe Somda 1:1
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Fig. 6- CH1 - CH2 dei TDS 2022B, segnale di test A, connessione 2.

Segnale A — Connessione 2 — Probe 10:1
Rispoata in Frequenza - Probke Sopds 10:1
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Fig. 7- CH1 - CH2 dei TDS 2022B, segnale di test A, connessione 2, probe 10:1.



Segnale B — Connessione 2 — Probe 1:1

Riepoata inm Frequenza -

Probe Sonda 1:1
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Fig. 8- CH1 - CH2 dei TDS 2022B, segnale di test B, connessione 2, probe 1:1.
Segnale B — Connessione 2 — Probe 10:1
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Fig.9- CH1 - CH2 dei TDS 2022B, segnale di test B, connessione 2, probe 10:1.
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Test n.2 - misura rumore di acquisizione

e Data: Gennaio 2008 / Giugno 2010
e Scopo: Verifica funzionalita e, in particolare, quantificazione del rumore di
acquisizione a circuito aperto.
e Set-up: Oscilloscopio sotto test con ingressi aperti.
e Collocazione: --
e Metodo: e stato misurato il valore efficace del segnale utilizzando la funzione “Vrms”.
La misura e stata effettata nelle seguenti condizioni:
0 Bandwidth Limit: off
0 base dei tempi: € stato premuto il pulsante AUTO
0 Impostazione probe 1:1
o0 Coupling: DC
o Invert: Off
0 guadagno verticale: Max

0 strumenti accesi da almeno 1h
e Esecutori: Fabio Ferrini / Luca Bencini

O —
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Fig. 10— Misure effettuate a Gennaio 2008
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Fig. 11— Misure effettuate a Giugno 2010



Test n.3 - ispezione visiva del segnale

e Data: Gennaio 2008 / Giugno 2010
e Scopo: Verifica funzionalita
e Set-up:

Costituito da generatore di funzioni (Agilent 33120A, sigla MY40006709)

connesso con cavetto e terminazione passante all’oscilloscopio sotto test.

e Collocazione: --
e Metodo:

inserito il segnale di test C e D e visivamente € stato ispezionato il

comportamento. La misura e stata effettata nelle seguenti condizioni:
0 Bandwidth Limit:

Invert: Off

O OO0 O0OO0Oo

e Segnali di test:

0 Frequenza 1kHz, ampiezza picco-picco 1 [V], con forma

base dei tempi:
Impostazione probe 1:1
Coupling: DC

off

funzione “autoscale”

guadagno verticale: funzione “autoscale”
strumenti accesi da almeno 1h

d’onda e ampiezza della componente in continua come di
seguito specificato:
o C:Formadonda quadra, dc = 200 [mV]

o D: Forma d’onda sinusoidale, dc = 200 [mV]

e Esecutore: Fabio Ferrini / Luca Bencini

=i

iegdeing:

Strumento 01 02 03 04 05 06 07 08

CH-1 ok ok ok OK OK OK OK

Isp.Visiva
CH-2 OK OK OK OK OK OK

Fig. 12 — Valutazione effettuata a Gennaio 2008

Strumento 01 02 03 04 05 06 07 08

o CH-1 Ok OK - OK OK OK - OK
Isp.Visiva
CH-2 oK OK - OK OK OK - OK

Fig. 13— Valutazione effettuata a Giugno 2010
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Test n.4 - misura automatica Vrms

e Data: Gennaio 2008, Novembre 2010
e Scopo: Verifica funzionalita
e Set-up: Generatore di funzioni (Agilent 33120A, s.n. MY40006709) connesso al DUT

con cavetto e terminazione 50 Ohm passante (connessione n.1).

e Collocazione:
e Metodo: misura del'ampiezza del segnale di test, tramite la funzione automatica

“Veff”. Misura effettata nelle seguenti condizioni:
0 Bandwidth Limit: off
base dei tempi: tale da raccogliere tra 1 e 2 cicli
Impostazione probe 1:1
Coupling: DC
Invert: Off
guadagno verticale: Max compatibilmente con il segnale
strumenti accesi da almeno 1h

O O OO0 O0OOo

e Segnali ditest: sinusoidale, 1kHz /1 MHz, Vpp=1V,dc=0V
e Esecutore: Fabio Ferrini, Giuseppe D’Elia

Fig. 14 —report di Gennaio 2008. Fareriferimento allé.le.g&'c.jallstr.umenti del 2008.
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380 I \
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34D
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Fig. 15—report di Novembre 2010 — Fareriferimento alla legenda strumenti del 2010.



Test n.5 - misura automatica di rise-time

e Data: Gennaio 2008
e Scopo: Verifica funzionalita
e Set-up: Generatore di funzioni (Agilent 33120A, s.n. MY40006709) connesso al DUT

con cavetto e terminazione passante.

e Collocazione: --

e Metodo: misura del tempo di salita del segnale di test A, tramite la funzione automatica
“Rise Time”. La misura e stata effettata nelle seguenti condizioni:

o0 Bandwidth Limit:  off

base dei tempi: 5 ns/div

Impostazione probe 1:1

Coupling: DC

Invert: Off

guadagno verticale: Max

strumenti accesi da almeno 1h

O O O OO0 O

e Segnali di test: sinusoidale, 1 kHz, Vpp=1[V], dc=0[V]
e Esecutore: Fabio Ferrini
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Test n.6 - misura automatica di frequenza

e Data: Ottobre 2010
e Set-up: Generatore di funzioni (Agilent 33120A, s.n. MY40006709) connesso al DUT
con cavetto e terminazione 50 Ohm passante (connessione n.1).
¢ Metodo: misura della frequenza del segnale di test tramite la relativa funzione
automatica di misura. Misure effettate nelle seguenti condizioni:
0 Bandwidth Limit: off
0 base dei tempi: tale da raccogliere tra 1 e 2 cicli
0 Impostazione probe 1:1
o Coupling: DC
o Invert; Off
0 guadagno verticale: max, tale da sfruttare la dinamica disponibile
0 strumenti accesi da almeno 1h

e Segnali di test: sinusoidale, 1, 1000 kHz, Vpp=1V,dc=0V

e Esecutore: Giuseppe D’Elia
Id Freq
Banco | canale | 1kHz | 1 MHz

1 1 ok ok
2 ok ok
2 1 ok ok
2 ok ok
3 1 ok ok
2 ok ok
4 1 ok ok
2 ok ok
5 1 ok ok
2 ok ok
6 1 ok ok
2 ok ok
7 1 ok ok
2 ok ok
8 1 ok ok
2 ok ok
9 1 ok ok
2 ok ok
1 ok ok
10 2 ok ok
11 ; not found
1 ok ok
12 2 ok ok
1 ok ok
13 2 ok ok
1 ok ok
14 2 ok ok
1 ok ok
15 2 ok ok
1 ok ok
16 2 ok ok
1 ok ok
1 2 ok ok
1 ok ok
18 2 not found
1 ok ok
19 2 ok ok
20 ; not found




Multimetri palmari

Tabella riepilogativa

Note
Marcae | Colore . .
n. modello | guscio nr. Serie (agglornato al 18
Maggio 2010)
Agilent
1 U1241A MY 49 49 0091 ok**
Agilent
2 U1241A MY 49 51 0029 ok
3 HP 973A JP 34000 721 ok
4 HP 973A JP 34 000 720 ok
5 HP 973A JP 34001034 ok
6 DT97 080 257 022 ok**
7 DT97 080 257 028 ok*
8 DT97 080 257 020 ok*
9 DT97 080 257 082 ok**
10 DT97 080 257 083 ok*
11 DT97 080 257 079 ok*
12 DT97 080 257 023 ok
13 DT97 080 257 087 ok**
14 DT97 080 257 029 ok*
15 DT97 080 257 018 ok*
16 DT97 080 257 019 ok*
17 DT97 080 257 012 commutatore
difettoso
18 DT97 071408 16 ok
19 DT97 07140801
ok
20 DT97 071 408 05 ok**
Legenda:
* In modalita mA con correnti > 100mA la misura risulta errata

*k la modalita mA non funziona (fusibile di protezione guasto)



Datasheets

Multimetro HP 973A

DC:
Ranga Resolution | Accuracy | Imput Reslstance
30 mv WpY | £ (03% + 5} :
1 |
400 mv 100 v ki
4\ 1 my 11 WALk {nominal})
—— e (019 £ 1)
Al 100 my 10 8 {nominaly
1000 1% Z (02% + 1}
Ranga Rosalution _-H-E'lfl-lfitr Inpul Rasistance | Mazimum inpul
iu"u['u‘ﬂ 1?1? i =g
20 mA 0 uA £ (0.8% + 2) = 0.5 A (fused)
200 mA 100 A,
10 A 10 mA EMEIR <0050 + 16 A (fused)
AC:
ACTUracy
Range |Resolution| 40 Hz to 50 Hz 1o 1 kHz 1o 5 kHE Lo w'ﬁ%ﬁ“
B Mz 1 kHE L KMz 20 kHE
40 m¥ 10wy
300 mv 0.3 mv 2{i% + 3) Mai Specifiad il M@ < 70 pF
4w 1 my (1% + 3) 11 Mix < 50 pF
40 W 10 Y (0. T% # 3) | £(1.2% + 4) 4 (2% + 158)
400 ¥ 100 mY 1 Ma < 50 pF
1000 W 1V + (1% + 4) (40 Hz to 500 Hz) Mot Specifiad
Range Resolulion "'":':“”":: Input Maximum Input
{40 Hr to 2 kHr) Resislance
400 pA 100 nié e
A | uh 0.5 Arms (fused
30 mA 10 A +(1.5% + 4 —— : '
200 ma 100 pi
10 A 10 mA < 005 L3 15 Arma (Fusad )




Multimetro Agilent U1241A

MIMMAN Feceading

Resiztamce- (1.1 £110 100 K

Backight 2 Intensity Levels

Diede Test
Swiich Counter

DEVARCY: 0 m 1o 1000 W

Harmanic Ratig
(U 2420, UN242E anly)

TI-T2 Ditiereafial Temperature

(LN 2420 U12EEE onlyp

DC SPECIFICATION 5

Amblant Tenperabee

ACA B0 Ao IDA

Fahy

ACA: 101 mb o 1900 ma

Capaeatanen 011 nF m 10 mf
ACa 07 A w10 md
Fregeeacy : | Hz io 100 kHx

Mpazunl Date Lo
(N MIA U2

Temsgaaatire —80C da 1000 =,

FUNCTION RANGE RESDLLTION | TESTCURRENT, | ACCURACY = (% of Rewding + No, of Lawst Signilices: Digh]
BUKDEM YOLTAGE UIMAMIE | UM U124
1008.0 my a1my _ L106% + B
: 10000 ¥ 2001 ¥ =
VOLTAGE™ o = - 006 + 2
19080V BV = LI5% + 5
1908.0 uA T <086V |54 o) 1%+ 3
19000 A 1A <056V |64 o) L1%+ 3
CURRENT 10000 mA 001 mé <008V |05 @] 0Z% + 3
400 maF 3.1 ma& <OEW IS0 05% + 3
19,000 A% a0 A <040 | LB + §
19080 6% nn 15 ma L% + 3
10,000 ka® 2.001 k 50 uh
Iy 18000 ko 001 k2 290 A
1800.0 ko B1kD 847 na
18,000 MG 2.1 Mo 112 0B% + 3
ML00MDR | 800 Mo 112 1.6% + 3
DIBDE TEST™ v Tk apgroxmately 1.5 mé 03% + 2
AC SPECIFICATIONS
FUNETION RANGE RESOLUTION | TESTCURRENT, | ACCURALY £ (% of Reading + No of Laast Significant Digit]
BURDEN VOUTARE | o yryosppmr | S40Hzim 1 ume 1 kHz 40 2 ki
100 0 ' 01 my - R 4+5 e
. wn | 10DV o v =
;.-Eu\éﬂ;::-sﬁE 10030 v nmy - e 1M+ it
100 v _ 9
10000 gh 01 wa < .08V (50 )
1004 18 < .55V [50 )
?ﬁu?‘m;""" 10000 s 001 ma < D13V 05 Q) 1% +5 15% 45 it
408 mAm 01 ma < DBV {05 L)
10080 A1 00 A < LAV {1 of




Multimetro Axminster DT97

® portata automatica e manuale
® Max Display: 4000
® Tasto memoria
® isure LCD: 66x41.6 mm
® protezione da sovraccarico
® Tost transistar
® Tost diodi
® pzzer
® Temperatura di lavara: -409C - 1000°C
® slimentazione: 1.5V 888« 2
® Dimensioni; 190%88x31 mm
® peso:S00g
Function Range Max AcCcuracy
Resolution {%orang-+digits)
Dy 400m4 4 40N 400 100uy +{0.5%+5d}; 10004
1000 £(1.0%+5d)
ACY 400mY 4% 40% 400V 100uy 400mY£{1.5%+8d)
750V £(1.0%+5d)
DCA 40ma 400ma 104 0,1ud +(1.0%+8d)
104+ 1. 2% +4d)
ACH AO0md 400ma 104 0,14 +{2.0%+4d)
104261, 5%+4d)
4002 £(1.2%+8d)
AR 40K 400K 4MO +{0.8%+8d)
=] 0,15
40MC +£(2,5%+5d)
4hf +(5.0%+30d)
40nF +{2.5%+4d)
C 1pF
400nF 4uF 40uF 200uF +{3.5%+4d)
F 0.01Hz -~ 10MHz 1Hz +(0.5%+4d)
Duty Cycle {0,1% ~99.9%)
%



http://www.axminster.co.uk/product-Axminster-Axminster-DT97-Digital-Multimeter-362482.htm

Misure

Test n.0 — messa in servizio

o Data: Ottobre 2009

e  Set-up: Costituito da alimentatore e strumento sotto test.

e  Collocazione: banco n.1

e  Metodo: valutazione qualitativa generale dello stato dello strumento, accensione,

misura di tensione.
° Esecutore: Dasara Shullani

Strumento Note
n.
1 ok
2 ok
3 ok
4 ok
5 ok
6 ok
7 ok
8 ok
9 ok
10 ok
11 ok
12 ok
13 ok
14 ok
15 ok
16 ok
17 commutatore
difettoso

18 ok
19

ok
20 ok




Test n.1 — Misura di tensione

. Data:
. Set-up:

° Collocazione:

° Metodo:

29 Aprile 2010

Costituito da alimentatore, strumento sotto test.

banco n.2

impostato I'alimentatore in modo da legger una tensione di circa 1V,
quindi riportare in tabella il valore misurato nello strumento sotto test ed
eventuali note.

. Esecutore: Luca Bencini
Strumento
n. tensione
V] note
1,0015
1
1,0017
2
3 1,002
4 1,002
5 1,002
6 1,005
7 1,002
8 1,008
9 1,002
10 1,002
11 1,008
12 1,005
13 1,004
14 1,004
15 1,008
16 1,005
17 1,005
18 1,007
19 1,005 c_onnessione cavo (+)
difettosa
20 1,005




Test n.2 — Misura di corrente (portata mA)

o Data: 29 Aprile 2010

e  Set-up: Costituito da alimentatore, resistenza da 100 Ohm nominali, strumento
sotto test, tutti connessi in serie.

e  Collocazione: bancon.l

o Metodo: impostato I'alimentatore in modo da legger una corrente di circa 10mA
sullo strumento di riferimento. Il valore misurato nello strumento sotto
test e stato poi riportato in tabella.

o Esecutore: Luca Bencini

Testn.2
n.
corrente [mA]
10,13
1
10,12
2
3 9,69
4 9,68
5 9,41
6 9,35
7 9,33
8 9,38
9 9,34
10 9,34
11 9,38
12 9,87
13 9,32
14 9,35
15 9,38
16 9,33
17 9,35
18 10,35
19 10,06
20 10,27




Test n.3 — Misura di corrente (portata mA)

o Data: 5 Maggio 2010

e  Set-up: Costituito da alimentatore, resistenza da 10 Ohm nominali, strumento di
riferimento (HP 34401), strumento sotto test, tutti connessi in serie.

o Collocazione: banco n.3

o Metodo: impostato I'alimentatore in modo da legger una corrente di circa 100mA
sullo strumento di riferimento, quindi riportare in tabella il valore
misurato nello strumento sotto test.

. Esecutore:  Luca Bencini

o Note: Le misure esplicitamente indicate in A, sono state effettuate con la portata
A perché la mA é risultata non funzionante

n. . Strumento
Riferimento
(MA] sotto test
[mA]
100,15 0,1A
1
5 100,75 0,1A
3 100,58 100,5
4 100,22 99,9
5 100,4 100,2
6 100,49 0,09 A
7 100,7 100,2
8 100,01 100,1
9 100,15 100
10 100,47 100,4
11 100,16 100,2
12 100,32 101
13 100,8 0,09 A
14 100,6 100,8
15 100,45 100,7
16 100,13 100,2
17 101,02 101,1
18 100,7 102,2
19 100,3 102,7
20 100,06 101,8




Test n.4 — Misura di corrente (portata mA)

o Data: 5 Maggio 2010
e  Set-up: Costituito da alimentatore, resistenza da 10 Ohm nominali, strumento di
riferimento (HP 34401), strumento sotto test, tutti connessi in serie.
o Collocazione: banco n.3
o Metodo: impostato I'alimentatore in modo da legger una corrente di circa 200mA
sullo strumento di riferimento, quindi riportare in tabella il valore
misurato nello strumento sotto test.
. Esecutore:  Luca Bencini
o Note: Le misure esplicitamente indicate in A, sono state effettuate con la portata
A perché la mA e risultata non funzionante
n. v Multimetro sotto
Riferimento
(MA] test
[MA]
200,13 0,2A
1
200
5 S
3 200,41 200,5
4 200,62 200,2
5 200,34 200,3
6 200,71 0,19A
7 200,6 151,6
8 200,68 150,6
9 200,7 147,3
10 200,7 152,2
11 200,41 153,2
12 200,3 202,1
13 200,47 0,19A
14 200,4 153,4
15 200,8 153,4
16 200,7 152,4
17 201,29 152,2
18 200,1 203,8
19 200,3 205,1
20 200,15 204




Test n.5 — Misura di corrente (portata mA)

o Data: 18 Maggio 2010

e  Set-up: Costituito da alimentatore, resistenza da 10 Ohm, strumento sotto test,
tutti connessi in serie.

e  Collocazione: banco n.21.

o Metodo: impostato I'alimentatore in modo da produrre una corrente di circa
200mA é stato osservato il comportamento dello strumento e riportato in
tabella.

° Esecutore: Luca Bencini

n. Note
L fusibile guasto
ok
2
3 ok
4 ok
5 ok
6 fusibile guasto
7 ok
8 ok
9 fusibile guasto, mancano tappi sonde
10 ok
11 ok
12 ok
13 fusibile guasto
14 ok
15 ok
16 mancano tappi sonde
nella prima misura la porta mA sovrastimava abbondantemente
17 (raddoppia) il valore ma ,dopo aver utilizzato la porta A, una seconda
misura con la porta mA riportava il valore corretto
18 mancano tappi sonde
19 ok
20 fusibile guasto




Test n.6 — Misura di corrente

. Data:

. Set-up:

° Collocazione:

. Metodo:

28 Maggio 2010
Costituito da alimentatore, resistenza da 10 o0 1000hm, strumento di
riferimento (HP 34401), strumento sotto test, tutti connessi in serie.

banco n.21.

per ogni misura, é stato impostato I'alimentatore in modo da produrre
una corrente (nominale) di 1,10,100,200mA e sono stati riportati in tabella
i valori misurati con entrambi gli strumenti (riferimento e test)

. Esecutore: Luca Bencini
Strumento Rif. | prova Rif. | prova Rif. ‘ prova Rif | prova
Corrente 1mA 10mA 100mA 200mA
nominale
Strumento n.

1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2 1 1 10 9,99 100,53 100,42 | 200,43 200,3
3 1 1 10 10 100,43 100,4 200,1 200,1
4 1 1 10 10 100,76 100,4 200,18 199,6
5 1 0,99 10 9,98 100,58 100,5 200,54 200,4
6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
7 1,01 1,01 10,73 10,73 100,44 100 200,45 149,8
8 1 1,01 10 10,06 100,34 100,5 200,2 152,2
9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
10 1 1 10 10,01 100,76 100,6 200,7 150,4
11 1 1,01 10,07 10,13 100,56 100,6 200,49 151,4
12 1 1,01 10 10,12 100,59 101,4 200,26 202,6
13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
14 1 1 10 10,02 100,19 100,4 200,5 152,8
15 1 1 10 10,06 100,47 100,9 200,3 151,7
16 1 1 10 10,03 100,48 100,5 200,6 151,5
17 1 1 10 10,03 100,56 100,6 200,1 150,6
18 1 1,02 10 10,22 100,18 101,7 200,87 203,8
19 1 1,03 10 10,27 100,1 102,4 200,5 205,5
20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Generatori di funzione

o Data: Giugno 2010
e  Scopo: Verifica funzionalita dei generatori di funzione (mod. HP8648A).
e  Set-up: Costituito da generatore di funzioni sotto test, connesso all'oscilloscopio

(HPxxxx , banco n.xx), come da schema allegato.

o Collocazione: banco n.

o Metodo: impostato il generatore per produrre il segnale di test, si attiva la funzione
“autoscale”, quindi si effettua I'osservazione qualitativa, quindi la misura.
In particolare:

e Fasel. sivariala forma d'onda (quadra, sinusoidale, triangolare,
dente di sega) e si 0sserva la corretta rappresentazione.

e Fase 2. sivaria 'ampiezza (0.1Vpp, 1Vpp, 10Vpp) e si misura la
corrispondente ampiezza efficace tramite I'apposita funzione (Veff)
disponibile sull'oscilloscopio.

o La misura e stata effettata nelle seguenti condizioni:

e Bandwidth Limit: off

e guadagno verticale e base dei tempi: funzione “autoscale”

e  Segnale di test: segnale sinusoidale (...), ampiezza 1Vpp (...), frequenza = 1kHz.
o Esecutore:  Luca Bencini
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Tabella con misure (strumenti, prova)



Development Starter Kit — Texas Instruments

Il laboratorio dispone di schede di sviluppo per DSP donate dalla societa Texas Instruments
nell'ambito del progetto “University Program”. Nelle tabelle che seguono e stata dettagliata la
situazione relativa ai kit, composti da:

» scheda DSK (DSP TMS320c55)

» software di sviluppo (Code Composer Studio)

» scheda di interfaccia (Doughter Card)

DSK
Scheda DSK 02-nov-10
Oggi abbiamo
rinumerato le
schede DSK!
1 non presente
2 ok
3 non presente
4 ok
5 non presente
6 ok
7 ok
8 ok
9 ok
10 ok
11 ok
12 ok
13 ok
14 ok
Errore: il prog. di
15 diagnostica_indica
"Emulation
diagnostic error"
16 ok
17 ok
18 ok
19 ok
20 ok
Code Composer Studio
PC (rt]’f;‘”co 02-nov-10
1 ok
2 installare CCS
3 ok
4 installare CCS
5 ok




6 installare CCS

7 ok

8 installare CCS

9 ok

10 installare CCS

11 ok

12 installare CCS

non riconosce la

13 periferica:
indagare!!!!

14 ok

15 ok

16 installare CCS

non riconosce la

17 periferica:
indagare!!!!

18 installare CCS

19 ok

20 ok

Doughter card
Doughter | 58/05/2009 27-apr-10 02-nov-10
card n.

1

2 ok ok

3

4 ok ok

5 ok ok

6 ok ok

-

8 ok ok

9 ok ok

10 ok

11 ok ok

12

13 ok ok

14 ok ok

15 ok ok

16 ok ok

17 ok ok

18 ok ok

19 ok ok

20 ok non si accende

no numero

ok




